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	教材編選：配合授課內容撰寫PowerPoint檔，並供學生於上課前自行下載。

評量方法：作業（20%）+ 期末報告（20%）+期中考（30%）+期末考（30%）

教學相關配合事項：教學內容、教科書、學期成績評量方法皆公告於學校教務處相關網頁及教師個人教學平台上以供學生參考。
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